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Wynalazek dotyczy aparatu fotograficz-
nego, zaopatrzonego w odleglosciomierz do
ustawiania na ostrosé¢ objektywu, ktorego
nastawny narzad optyczny, stuzacy do od-
chylania promienia pomiarowego, jest po-
laczony mechanicznie z mechanizmem do
nastawiania objektywu.

W urzadzeniach tego rodzaju baza odle-
glosciomierza, posiadajaca postaé pryzmatu
lustrzanego lub innego urzadzenia lustrza-
nego, jak réwniez narzady optyczne do od-
chylania promienia pomiarowego, sa pola-
czone w jeden zespél i umocowane na osto-
nie aparatu, na jego biezni lub na innej od-
powiedniej czesci aparatu.

Wynalazek polega na tem, ze narzad

optyczny, stanowigcy baze odleglosciomie-
rza, jest oddzielony od narzadéw optycz-
nych, sluzacych do odchylania promienia
pomiarowego. Przy takiem rozdzieleniu
mozna lepiej wyzyskaé miejsce w aparacie,
wskutek czego i aparaty malego formatu
moga byé¢ w stosunkowo prosty sposéb za-
opatrzone w odleglosciomierz. Czesci skla-
dowe bazy moga byé umieszczone w osto-
nie lub na ostonie aparatu, podczas gdy na-
rzady optyczne do odchylania promienia po-
miarowego moga byé umocowane na czo-
té6wce lub oprawie objektywu.

Ruchoma czesé urzadzenia do odchyla-
nia promienia pomiarowego jest polaczona
z urzadzeniem, ktére stuzy do przestawia-
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nia objektywu w celu nastawiania go na
ostro$é. Jezeli przesuwamie objektywu jest

osiagane zapomoca slimaka, to slimak. jest .

sprzezony z ruchoma czescia, adlegtoscio-
mierza zapomocy 0dp0w1edmch mechanicz-
nych czlonéw posrednich. Przesuwanie ru--

mierza moze byé powodowane rownieZ
przez przesuwanie czolowki aparatu, jezeli
to przesuwanie jest stosowane w celu usta-
wienia ob)ektywu na ostrosé.

Na rysunku . przedstawione sa ' rézmaite
przyklady wykonania wynalazku.

Wedlug fig. 1 baza, P odl»eglosctomlerza
znajduje si¢ w oslonie’2 aparatu. Na czo-:
téwce 3 znajduje sie zespol narzadow op-
tycznych, niezbedny do odchylania promie-
nia pomiarowego i skladajacy sie z soczewki
ujemnej 4, umocowanej na obsadzie objek-
tywu, oraz z soczewki dodatniej 5, dajacej
si¢ przesuwaé w stosunku do osi optycznej.
Soczewka 5 jest osadzona przesuwnie w
prowadnicy 6 i przesuwanie jej jest usku-
teczniane zapomoca krzywki' 7, ‘umieszczo-
nej na biezni 8 aparatu, jezeli czoléwka 3
jest przesuwana po biezni 8 w stosunku do
krzywki 7. Po krzywce 7 slizga si¢ trzpien
9, potaczony z oprawa 10 soczewki 5. Moz-
na tez osadzi¢ przesuwnie soczewke ujem-
na, a soczewke dodatma umocowaé meru-
chomo.

Przy wykonamu 'wedlug f1g 2 baza odle-
glosciomierza, posiadajaca ksztalt pryzmatu
1, znajduje sie w oslonie 2 aparatu. Na
czoléwce 3 osadzoma jest nieruchomo so-
czewka dodatnia 11. Naprzeciwko niej prze-
widziana jest osadzona przesuwnie so-
czewka ujemna 12. Jest ona osadzona na
ramieniu dZwigni 13, ktéra moze si¢ poru-
'szaé dookota osi 14. Punkt obrotu dZwigni
'13 pokrywa sie ze srodkowym punktem
‘krzywizny lso¢zewek 11 i 12. Na oprawie
15 soczewki u]emnej 12 znajduje sie trzpieri
16. Zapomoaq sprezyny 17 trzplen 16 ]est
'poSuwany po. krzywece 18, umocowanej na
‘biezni 19" ‘aparatu,” Jezeli wcelu ‘przesta-

wienia objektywu przesuwana jest czotéw-
ka 3, to soczewka ujemna 12 jest przesu-
wana odpow1edmo do wznoszenia si¢ krzyw-
ki 181 qdchylany jest odpowiednio promieri
pomiarowy. Oczywiscie, soczewka ujemna

. moze byé umocowana mieruchomo, a soczew-
chomego narzadu optycznego odleglosclo-

ka dodatma — osadzona przesuwnie.
-1 . Fig. 3 przedstawia widok aparatu od

z‘fj\s“frony objektywu. Fig. 4 przedstawia ten

‘sam aparat w widoku zgory. Aparat jest
zaopatrzony w_objektyw, ktéry w celu na-
stawienia na ostro$é jest przesuwany w kie-
runku osiowym przez obracanie jego opra-
wy. -Baze, odleglosciomierza tworzy znéw
pryzmat szklany 1, umocowany na apara-
cie 2. Na obsadzie 3 objektywu umocowa-
na jest nieruchomo soczewka ujemna 4,
podczas gdy soczewka dodatnia -5 .jest osa-
dzona przesuwnie. Oprawa 20 soczewki
dodatniej 5 posiada zebatke 21, z ktéra sie
zazebia kolo zebate 22, zazebiajace sig ze

swej strony z drugiem kolem zebatem 23.

Kolo 23 jest sprzezone z kotem 24, porusza-

'nem . przy  obracaniu oprawy objektywu.

Przy ustawianiu objektywu na ostroéé przez
pokrecanie jego oprawy przesuwana jest
odpowiednio soczewka ‘dodatnia 5, co po-
woduje odchylenie promienia pomiarowego.
Oczywiscie, soczewka dodatnia 5 moze byé
zamocowana nieruchomo, a soczewka ujem-
na 4 moze byé osadzona przesuwnie,

~ Fig. 5 przedstawia aparat, w ktérym
przesuwanie osiowe objektywu w celu na-
stawienia na ostro§é jest uskuteczniane
rdwniez przez pokrecanie oprawy objek-
tywu. Baza odleglosciomierza, majaca ksztatt
pryzmatu szklanego 1, znajduje sie znow
w aparacie lub na aparacie 2. Do odchyla-
‘nia promienia pomiarowego uzywane sa
kliny 25 i 26. Podczas gdy klin 25 jest za-
mocowany nieruchomo mna obsadzie objek-
tywu, drugi klin 26 moze si¢ poruszaé do-
okota osi 27, 'Na jego oprawie 28 umie-
szczony jest trzpien 29, §lizgajacy sie po
krzywce 30, umocowanej na obwodzie “b-
prawy 31 objektywu. Sprezyna spiralna, u-
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mieszczona na osi 27, przyciska stale trzpiert
29 do krzywki 30. W celu odchylenia pro-
mienia pomiarowego obydwa kliny moga
byé réwniez osadzone przesuwnie; ich opra-
wy sa wtedy polaczone ze soba zapomoca
matych kélek zegbatych.

Wszystkie opisane postacie wykonama
posiadaja te wspélna ceche, Ze baza odle-
glosciomierza, czy to wykonana z odpo-
wiedniego pryzmatu szklanego, czy tez ze
zwierciadel, jest zawsze umieszczona na o-
stonie lub w ostonie aparatu, podczas gdy
narzady optyczne, sluzace do odchylania
promienia pomiarowego sa umieszczone od-
dzielnie od bazy, najlepiej w begposred-
niem sasiedztwie obsady objektywu lub na
niej.

Jezeli baza odleglosciomierza jest umie-
szczona nazewnatrz na oslonie aparatu, to
jest rzecza niezbedna, aby narzady optycz-
ne, umieszczone na czotéwce lub na opra-
wie objektywu, byly osadzone wychylnie,
aby mogly przeniesé swa o$§ optyczna na
plaszczyzne odbicia pryzmatéw bazy.

Zastrzezenia patentowe.

1. Aparat fotograficzny z odlegloécio-
mierzem do nastawiania objektywu na
ostro$¢, znamienny tem, ze baza odleglo-
$ciomierza, utworzona z odpowiedniego pry-
zmatu szklanego lub ukladu zwierciadel,
jest umieszczona na oslonie lub w oslonie
aparatu, podczas gdy narzady optyczne,
stluzace do odchylania promienia pomiaro-

wego, s3 umieszczone oddzielnie od bazy
odlegtosciomierza w bezposredniem sasiedz-
twie objektywu, a wiec na czoléwce apa-
ratu lub na oprawie objektywu, i sa sprze-
zone z narzadem do przesuwania objek-
tywu.

2. Aparat wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, ze narzady optyczne, odchylajace
promieri pomiarowy, sa utworzone z jednej
soczewki ujemnej i z jednej dodatniej,
przyczem jedna soczewka jest przesuwana
wzgledem drugiej prostopadle do osi op-

tycznej.
3. Aparat wedlug zastrz. 1 i 2, zna-
mienny tem, ze na biezmi osadzona jest

krzywka, sterujaca wzgledne przesunigcie
soczewek przy przesuwamu czoléwki apa-
ratu.

4. Aparat wedlug zastrz. 2, znamien-
ny tem, Ze oprawa objektywu, przesuwane-
go przez obrét dookota osi, jest sprzezona
z oprawg jednej soczewki zapomoca, wlaczo-
nych pomiedzy niemi ko6t zebatych i zeba-
tek lub narzadéw podobnych.

5. Aparat wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Ze marzady optyczne, odchylajace
promieri pomiarowy, sa utworzone z dwach
klinéw, dajacych si¢ wychylaé zapomoca
krzywki, osadromej na obwodzie oprawy
abjektywu. '

Zeiss lkon
Aktiengesellschaft.
Zast@ca Inz. M. Brokman,

rzecznik patentowy.
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